Abstrakt:

Tato bakalarskd prace se zabyva teorii difuzniho rozptylu rentgenového zafeni na drsnych
multivrstvach. V uvodni kapitole shrneme nékteré zakladni principy - statistické vlastnosti
rozhrani, Fresnellovy koeficienty, teorii rozptylu, atd. - které nasledné pouzijeme k odvozeni
vztahl pro spekularni odraz a diftzni rozptyl od drsnych rozhrani, kterd budeme povazovat za
nahodné fraktaly.

Pouziti téchto odvozenych vztahli budeme demonstrovat pii méfeni na multivrstvé slozené
z vrstev SiO, a ZrO, a substratu z minerdlniho skla. Naméfend data budeme fitovat na

odvozené funkce pomoci programu Matlab. Drsnosti rozhrani navic zméfime pomoci AFM
mikroskopu a srovname tyto dvé metody méfeni.



